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A utilizacdo de gases enriquecidos com is6topos raros permite a investigacdo de fenémenos fisico-
quimicos os quais ocorrem durante o processamento de materiais através da técnica conhecida por
tracagem isotdpica. No presente trabalho investigou-se o nivel de enriquecimento no isétopo raro
180 de agua e oxigénio utilizados em tratamentos térmicos. A concentracio de tal is6topo nas
amostras preparadas na presente investigacdo foi determinada pela técnica de andlise por reacdes
nucleares. Em tal técnica, irradia-se a amostra com ions de energia suficientemente alta, capaz de
penetrar a barreira coulombiana do nicleo atdbmico. Dessa forma, induz-se uma reacdo nuclear
especifica a cada elemento de interesse. Gerada a espécie instavel, os subprodutos do decaimento
sdo detectados, e juntamente com uma amostra padrdo, pode-se determinar a concentracdo do
is6topo em questdo. As amostras utilizadas eram laminas de silicio. As mesmas foram limpas
quimicamente por meio do método RCA. Apds a limpeza, as amostras foram carregadas em um
forno de aquecimento térmico. Em tal forno, pode-se reduzir a pressdo de base por bombeamento.
Apbs 0 bombeamento, admitiu-se o gas 20 ou vapor de D2*80,, a tempos e temperaturas variaveis,
originando espessuras diferentes de dioxido de silicio (SiO2). A espessura de tais filmes foi
determinada pela técnica de perfilometria por reagdes nucleares ressonante (NRP). A partir dos
valores de espessura obtidos, determinaram-se as concentragcdes de oxigénio presentes nos filmes
através do conhecimento da densidade dos mesmos. Comparando esses valores com as
concentracdes de 0 obtidas por NRA, pode-se determinar o enriquecimento dos gases utilizados
na oxidacao das amostras. Os valores de enriquecimento ainda estdo sendo determinados.



